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HORIBA AEATIO AEAOMENQN AZ®AAEIAZ

Medical
A91A00867B EL

TMHMA 1: AvayvwpioTIKOG KwdIKOG ouaiag/peiyparog kai etaipeiog/
gmIXeipnong

1.1 AvayvwpIoTIKOG KWBIKOG TTPoidvVTOog

Ovopagia TPoidvTog : Yumizen GCTRL DDil &1l

Kwdikog Mpoidvrog : 1300036414

Kwdikog SAP : 1300036414

Mepiypaen mpoidvrog : Yumizen G CTRL DDi | : 5 X 1 mL (AuvogiAiwua)
Yumizen G CTRL DDi Il : 5 X 1 mL (Auo@iAiwpa)

ToTtrog MNMpoidévtog 1 Zkévn.

1.2 Zuva@eig TPoodIopI{OEVES XPNOEIS TNG OUCING i} TOU HEIYHATOG KAl AVTEVOEIKVUOMEVESG XPAOEIG
MAdopata eAéyxou yia dokipaoieg A-OIePWV.

1.3 Zroixeia Tou TTpounOeuTH TOU deATiou Sedopévwv ao@algiag

HORIBA ABX SAS

Parc Euromédecine - Rue du Caducée

BP 7290

34184 MONTPELLIER CEDEX 4 - FRANCE
Tel: +33 (0) 4 67 14 15 16

Fax: +33 (0) 4 67 14 1517

AigvBuvon e-mail Tou : documentation.med@horiba.com
aTopou TTou gival

uTTEUBUVO YIa TO TTOPOV

Q@UAAWYV Sedopévv

aoc@daAeiag (SDS)

1.4 Ap1Bu6g TNAE@WVOU £TTEIYOUGAG AVAYKNG
EOvik6 ouuBoulAeuTikd 6pyavo/Kévipo AnAnTnpeidoswy

Ap10u6Gg TNAs@WwvVou : +3010779 3777
MNpounBeuTig
Ap10u6Gg TNAs@WwvVou : +80067 141516

TMHMA 2: NMpoodiopIioHOg ETIKIVOUVOTNTAG

2.1 Ta§ivounon Tng ouciag f Tou PEiyUATOG
Opi1op6G TTPOIdVTOG : Miypa
Ta&ivounon cupewva pe Tov Kavoviouod (EK) Ap. 1272/2008 [CLP/GHS
Agv Tagivopeital.
To 1rpoidv dev gival Tagivounuévo wg eTTIKivOuvo cUpgwva Je Tov Kavovioud (EK) 1272/2008 6mmwg TpOoTTOTTOINONKE.
Ma AeTTTouEPEIG TTANPOPOPIEG OXETIKA UE TIG CUVETTEIEG GTNV UYEIO KOI TO CUUTTTWHATA, avaTpéETe TNV evotnTa 11.

2.2 Froixeia emonpavong
Mpos&idotroinTikn A&n 1 Aev uttdpyel TTPOEIdOTTOINTIKN AEEN.
AnAwosig emiKIvVOUVOTNTAG : Agv UTTAPYXOUV YVWOTEG ONUAVTIKEG ETTIOPACEIS ) KPITIUOI KivOUVOI.

AnAwoeig Tpo@UAaéng

MpoAnyn : Aev ioyUel.
AtToKpIOon : Aev ioxUel.
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TMHMA 2: NMpoodiopIioHOg ETIKIVOUVOTNTAG

Atrofnkeuon : Aev ioYUElL.
AidBeon 1 Agv ioxUel.
ZUPTTANPWHATIKA oTOoIXEia  : Aegv IOXUEL.

£mMOoAUAvOoNg

MNapdptnua XVII — : Aev ioxUel.
Meplopiopoi oTnv

Tapaywyn, otn did0son

oTNV ayopd Kai Tn Xpnon

OPICMEVWYV ETTIKIVEUVWYV

OUCIWYV, HEIYMATWYV Kal

OVTIKEIMEVWV

2.3 AAAol Kivduvol

AAAoi Kivduvol TTou dev : Mrropei va oxnuatiosl e0QAEKTO peiyda oKOVNG-aépa av dI0OTTAPEI.

£XoUV wg atroTéAeoua

Taglvounon

BioAoyik6g Kivouvog 1 YAik6 avBpwTrivng TTpoéAeuong. Na TuyxAavel XeIpiopou wg duvnTIKA YOAUCUATIKO

UAIKO. Kd&Be povada opou 6T TTou XPNOIPOTTOINONKE yia TNV TTAPATKEUr auTOU TOU
TTPOIOVTOG doKIpdoTnKe pe éBodo eykekpipévn atrd Tnv FDA (AiguBuvaon Tpogipwv
kal Papudkwy, HIMA) kal BpEOnKe Pn avTidPWaoa yia TO avTiyévo Tou 10U TG
nmatimndag B (HBsAg), 1o avtiyévo Tou 100 Tng ntraTitidag C (HCV) kai yia
avTicwuaTa Katd Tou 100 HIV 1/2. E@doov kauia yvwoTh néBodog e&étaang dev gival
o€ Béon va mapdoyel TTARPN d1a0@AAIoN yIa TNV ATTOUCIA WOAUCGUATIKWY
TTAPAYOVTWY, O XEIPIOWOG OAWV TWV TTPOIGVTWV avOpwTTIvNG TTPoEAEUaNnG Ba TTPETTEN
va dIEvEPYEITAl CUPQWVA PE TIG OPOBEG EPYAOTNPIAKES TTPAKTIKEG KAl Ba TTPETTEI vl
AauBavovtail o1 KATAGAANAES TTPOQUAGEEIG.

TMHMA 3: 20v0eon/TTANPO@OPIES VIO TO CUCTATIKA

Oucia/Mapacketaoua : Miyya

Agv uttdpyouv KOBOAOU GUOTATIKA Ta OTTOIA, ATTO 600 YVWPIZEl O TTPOUNBEUTAG KAl AVAQOPIKA PE TIC CUYKEVTPWOEIG TTOU
I0XU0ouV, gival Tagivounuéva wg eTTikivouva yia Tnv uyeia f 1o epifdAiov, sival PBT, vPvBs i ouaieg TTou TTpokaAoUv
1I000Uvapn avnouxia r} ota oTroia €xel EkXxwpnOei 6plo £€KBeong OTO XWPO £PYACiag KAl CUVETTWGS ATTAITOUV avapopd o€
auTh TNV evoTnTa.

TMHMA 4: Métpa rTpwTwyv Bondsiwv

4.1 MNMeprypa@n TWV PETPWYV TTPWTWYV Bondeiwv

Etraen pe Ta pdria : EkmAUveTe apéowg Ta patia pe debovo vepd, GNKWVOVTAG TTEPICTACIAKA TIG AVW KAl
KATW BAepapideg. EAEyETE dv popd pakoUG ETTAPAG KAl APAIPECTE TOUG.
AvalnTAOTE IOTPIK) PPOVTION £GV TTAPOUCIOOTEI EPEBICUOG.

Aid TnG €10TTVORG : MetagépeTe Tov TTaBOVTO OTOV KOBOPO aépa Kal APACTE TOV VO EEKOUPACTEI O OTACN
TToU SlEUKOAUVEI TRV avaTrvor. Edv TTapouciaoTolv CUPTITWUATA, avadnTnoTe
IATPIKI @PovTida.

Etra@n pe 1o dépua : EkmAUvTE TO poAucpévo Béppa pe dpBovo vepd. AQaIpETTE TO HOAUGUEVO POUXIOHO
Kal uttodfuarta. Edv TTapouciactolv CUPTITWHOTA, avadntioTe 1I0TPIKA @povTida.

Kardtmroon : EkmAUvete 1O oTéua PE vepd. MeTagépeTe Tov TTaBOVTA OTOV KABAPS aépa Kal
AQAOTE TOV VO EEKOUPAOTEI O OTACN TTOU BIEUKOAUVEI TNV avatvor]. Edv 1o uAikéd
KOTOTTOONKE Kal TO ATOPO UTTO €KBEDN £XEI TIG AIOBACTEIG TOU, TTAPEXETE PIKPEG
TTO0OTNTEG VEPOU. MnVv TTPOKAAEITE EUETO, EKTOG £Av O0BOUV OXETIKEG 0ONYieg AT
1aTPIKG TTPOCWTTIKG. Edv TTapouciacTolv CUUTITWUATA, avadnTAOTE IATPIKA @povTida
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TMHMA 4: Métpa TrTpwTwyv Bondsiwv

MpooTacia TwWV ATOPHWYV 1 Aev TTPETTEI VO TTPAYUATOTTOINGEI KAWia EVEPYEIQ TTOU VO EPTTEPIEXEI (TO OTOIXEIO TOU)
TTOU TTOPEXOUV TIPWTEG TTPOCWTTIKOU KIVOUVOU 1 Xwpig TNV KATAAANAN ekTTaideuon.
BonBeieg

4.2 InNUAVTIKOTEPO CUUTITWHATA KAl ETTISPACEIG, AMETES | HETAYEVEOTEPEG
Evésisic/ovpummtwpara utTEPBoAIKAG éKBET

Etrae@n pe Ta ydtia : MetagU Twv emBAaBwV CUPTTITWHATWY EVOEXETAI VA gival T akOAouba:
epeBioudg
KOKKIiVIOuQ

A1d TnG e10TTVONG : MetagU Twv emBAaBwWVY CUNTTITWHATWY EVOEXETAI va gival Ta akoAouba:
epeOIOPGG TNG AVATIVEUCTIKAG 000U
Brxag

ETraen pe 1o déppa : Aev uttdpyouv I0IKG dedopéva.

Katdtmroon : Agv uttdpyouv €I0IKG dedopéva.

4.3 "'Evéei§n orolaodATTOTE ATTAITOUNEVNG AUEONG IATPIKAG PPOVTIdAG Kal €181KNG BepaTreiag

Znueiwoeig yia tov latpd : Mapéxete ocuptTwaTiky Bepatreia. EmkoivwvAoTe apéowg pe €101kO Bepatreiag
onANTNPIdcEwV o€ TTEPITITWOTN TTOU TTPOKUWEI KATATTOON 1 EI0TTVON JEYAAwY
TTOGOTATWV.

Eidikég BepaTreieg : Aev amrarreitan €101k Beparreia.

TMHMA 5: MéTpa yia TNV KATATTOAEUNON TG TTUPKAYIAG

5.1 NMupooBeoTiKd Héoa

KatdAAnAa rupooBeoTikd : Xpnoipotroieite ZHPH xnuik okovn.
péoa

AKaTAAANAa TTUpOOReCTIKA : ATTOQUYETE HEGA UYWNARG TTiEONG TTOU Ba UTTOPOoUCaAV VA TTPOKAAEGOUV OXNUATIONO
Héoa QUVNTIKA UPAEKTOU PEIYPATOG OKOVNG-aEPQ.

5.2 E131koi Kiv3uvol TTou TTpOKUTITOUV aTTé TNV OUCia | TO PEiyHa

Kivduvol amré Tnv oucia g : Mrmopei va oxnuaTtioel eEOQAEKTO peiyua okOvnG-aépa av dIACTTOPEI.
TO MEiYHA

Emikivouva rpoidévTa : Aev uttdpyouv 10IKka dedopuéva.

Kauong

5.3 ZuoTAOEIG YIO TOUG TTUPOCRECTEG

E131kég TTPOOTATEUTIKEG : Edv umtdpyxel TTupkayid, atropgovwoTe Apgéows TO XWPEO ATTOUOKPUVOVTAG OAA TO

EVEPYEIEG VIO TTUPOCRECTEG dToua a1od TNV TTEPIOXN TOU CUPRAVTOG. Agv TTPETTEI va TTPAYUOTOTIOINOE Kapia
EVEPYEIQ TTOU VO EPTTEPIEXEI (TO OTOIXEIO TOU) TTPOCWTTIKOU KIVOUVOU 1) XWpIg TNV
KATAAANAN ekTTaideuon. ATTOPOKPUVETE TOUG TTEPIEKTEG ATTO TNV TTUPKAYIA O€
TTEPITITWON TTou auTO gival duvaTtd Xwpig va UTTAPXE! KivOuvog. XpnOIUOTTOIEITE
Wekaouo vepoU yia va dlaTneEiTe YuxpouUg TOUG eKTEBEINEVOUG GTNV TTUPKAYIA

TTEPIEKTEG.
E131k6G TTpOCTATEUTIKOG : O1 TTupooBEaTeg TTPETTEI va @OPOUV KATAAANAN TTPOCTATEUTIKY ££APTNON KAl
€E0TTAIONOG Yia TOUg auTOBUVaUN AVATTVEUOTIKI) GUOKEUR, BETIKAG TTieong (SCBA) pe pdoka oAOkAnpou
TTUpOoOoREOTEG TTPoowTToU. Pouxiopdg yia TupooféaTeg (TTepIAapBAvovTag KPAvn, TIPOCTATEUTIKES

MTTOTEG KAl YAVTIA) TTOU CUPHOPPUIVETAI JE TO EUPWTTAiIKO TTpdTUTTO EN 469 Ba
TTapEXEl Eva Baaikd eTTTTEdO TTPOCTAGIAG YIa XNUIKG TTEPIOTATIKA.
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TMHMA 6: MéTpa yia TNV AVTIMETWITION TUXAiaG EKAUONG

6.1 MpoowTikéG TIPOPUAGEEIG, TTPOCTATEUTIKOG £EOTTAICNOG Kal S1aSIKAOIEG EKTAKTNG AVAYKNG

MNa TpoowTTIKG N : Aev TIPETTEl VO TTPAYMATOTTOINBEI Kapia EVEPYEIQ TTOU VO EUTTEPIEXE! (TO OTOIXEIO TOU)

£KTOKTNG avAyKNg TTPOCWTTIKOU KIVOUVOU 1) Xwpig TNV KATAAANAN ekTTaideucn. EkkevwoTe Toug yupw
XWPoUG. Mnv emTPETTETE TNV €i0000 OTO TTPOCWTTIKG TTOU SV €ival ATTAPAITNTO KAl
dev @épel TrpoaTaagia. Mnv ayyilete kal un BadifeTe TTAVW o€ XUUEVO UAIKO. 2BroTe
OAeg TIC TINYEG avAPAeEns. Mn pixvete wToROAIDEG, Unv KaTvieTe Kal avAapeTe
PAOyeG aTNV TTEPIOXA KIVOUVOU. ATTOQUYETE TNV €10TTVON OKOvNnG. PopéaTte
KATAAANAO TTPOCWTTIKO TTPOCTATEUTIKO EEOTTAICHO.

MNa dropa Tou : Edv atmmaiteital e1dIkeupévog pouxIopdg yia TV AVTIUETWITION TWV EKXUOEWV,
TTPOCPEPOUV TTPWTEG TTPOCEETE TIG TTANPOYOpieG oTnv Evotnta 8 oxeTikd pe Ta KATGAANAQ Kal Ta
BonOBeieg akatdAANAa UAIKG. BAETTe eTTiong TIG TTANPO@OPIES Yia «I1a TTPOCWTTIKO HN

€TTElyouOag TTEPITITWONGY.

6.2 MepiBaAAovTIKEG : ATTO@eUYETAI TO OKOPTTIOUA XUMEVOU UAIKOU, N aTTOPPOr] KAl ETTA®A JE XWHA,

TTPOPUAGEEIg udataywyoug, CWAAVEG ATTOXETEUOEWG KAl UTTOVOUOUG. EvnuepWOTE TIG OXETIKEG
apx£G av 7O TTPOIGV TTPOKAAETE TTEPIBAANOVTIKA puTTavan (atroxéteuon, uddTivol 0doi,
£6a@og A aEpag).

6.3 M£60odo1 kal UAIKG yia TTEPIOPIOHO Kal kaBapioud

Mikpn TToooTNTA XUPEVOU @ ATTOPOKPUVTE TOUG TTEPIEKTEG ATTO TO XWPEO TOU XUUEVOU UAIKOU. XpNnOIUOTTOINOTE

UAIKOU Opyava yia TTpoaTacia atré omveApeg Kal eOTTAICNS TTOU €ival aoPaAng atmod £kpnén
. ATToppo@noTe | OKOUTTIOTE TO UAIKO Kal TOTTOBETAOTE O KABOPIoUEVO
ETMONMOCHEVO TTEPIEKTN ATTOBAATWY. ATTOBE0TE TO UAIKO XPNOIMOTTOIWVTAG £PYOAGRBO
amdBeang kaTahoiTTwy TTou dIaBETel avéioyn adela.

IMAOVETE TN HOAUCHEVN TTEPIOXT ME OTTOAUMAVTIKO.

MeyoAn TroooTnTa XUMEVOU : ATTOPOKPUVTE TOUG TTEPIEKTEG ATTO TO XWPEO TOU XUUEVOU UAIKOU. XPNnOIPOTTOINOTE

UAIKoU Opyava yia TTpoaTacia atré oTmveApeg Kal EOTTAICNO TToU €ival ao@aAng atmod £kpnén
. MAnoidoTe v ékAuon TTpoorivepa. ATTOTPEWTE TNV £i0000 O€ UTTOVOUOUG,
UBPOPOEG, UTTOYEIN I TTEPIOPIOUEVEG TTEPIOKEG. ATTOPPOYPNOTE ] CKOUTTIOTE TO UAIKO
Kal TOTTOBETAOTE O KABOPIOUEVO ETTIONUATHUEVO TTEPIEKTN ATTORBAATWY. ATTOQUYETE TN
dnuioupyia ouvBnkwyv okévNg Kal aTroTPEWTE TN OIA0TTOPd e Tov Avepo. ATToBEoTe
TO UAIKO XPNOIUOTTOIWVTAG EpYOAABO atréBeong KaTaAoiTTwy TTou Sl1aBéTel avaloyn

adeia.

6.4 MapaTtroutn o€ AAAa : BAémre EvotnTa 1 yia oToIXEIO ETTIKOIVWVIOG ETTEIYOUCAG AVAYKNG.

TMAMOTO BAétre EvotnTta 8 yia TAnpo@opieg axeTik@ e KATAAANAO TTPOCWTTIKO TTPOCTATEUTIKO
eCOTTAIOO.

BAétre Evotnta 13 yia emITTAEOV TTANPOQOPIEG OXETIKA UE TO XEIPIOUO ATTORANTWV.

TMHMA 7: Xeipiogog Kal atroBrikeuon

O1 TTAnpo@opieg aTNV vOTNTA QUTH) TTEPIEXOUV YEVIKEG CUUBOUAEG Kal 0dnyieg. Oa TTpéTrel va oupPBouAeleaTe TN AioTa
Twv MNpoadiopifduevwy Xpriocwv oTnv EvétnTa 1 yia ommoladATIoTE €I0IKA YIa TNV XPAoN TTANpogopia TTapéxeTal oTo(a)
>evépio(a) ‘EkBeong.

7.1 Mpo@uAdseig yia ac@ali XEIPIONO

MpooTATEUTIKA PETPO : ®opdTe KATAAANAO OTOMIKO TTPOCTATEUTIKO £EOTTAICUO (BAETTE EvoTnTa 8). ATTOo@uyeTe
TNV €1I0TTVvOA O0KOvNG. Na atmogeuyeTal n dnuioupyia OKOvVNG KATd TO XEIPICKO Kal va
aTroQeUyovTal OAEG o1 £V BUVANEI TTNYES GVAPAEENG (OTTIVENPag i @AGya).

Eptmodilete TN ouoOWwpPEUON OKOVNG. XPNOIUOTTOIEITE POVO PE ETTAPKN £EAEPICUO.
Ortav o e€agpioudg ival AVETTOPKNG, va @OPATE KATAAANAO QVOTTVEUOTHPA.
MpooTaTeleTe TOV NAEKTPIKO Kal TO QWTIOTIKO EEOTTAICUO CUPPWVA PE T KOTAAANAQ
TTPOTUTTA WOTE VA eUTTOBICETE T OKAOVN VA €pOEI OE ETTAPNA PE KAUTEG ETTIQAVEIEG,
oTTiBeg 1 AAAEG €0TieG avapAegng. apTe TTPOPUAAKTIKG PETPO KOTA TWV
NAEKTPOOTATIKWY EKQOPTIOEWV. [Na va atro@UyETE TNV TTPOKANCN TTUPKAYIAS 1
€KPNENG, ATTAYETE TO OTATIKO NAEKTPICUO TTOU CUCCWPEUETAI KATA TN JETAPOPA, HE
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TMHMA 7: Xeipiopog kal atroBrkeuon

YEIWaON Kal GUVEVWON TWV TTEPIEKTWV KAl TOU EOTTAICUOU TTPIV OTTO TN JETOQOPA TOU

UAIKOU.
ZUMBOUAEG yIa TN YEVIKA : H katavaAwaon gayntoU Kal TTOTWV KAl TO KATTVIOUA TTPETTEl VO ATTAYOPEUOVTAI O€
UYIEIVA TNG EpyaTiag XWPOUG XEIPIOPOU, aTToBrKeuong Kal eTTeepyaaiag Tou UAIKoU auTtou. Ol

epyadopevol TTPETTEl va TTAEVOUV TA XEPIQ KAl TO TTPOCWTTIO TTPIV aTTo TV KATAVAAWGN
(aynTou Kal TTOTWV KAl TO KATTVIOUA. AQAIPECTE TO JOAUTHEVA poUXA Kal TOV
TTPOCTATEUTIKO £EOTTAICO TTPOTOU WTTEITE OE XWPOUG KATavAAWONG TpoPwyv. BAETTE
emiong Evotnra 8 yia emmTAéoV TTANPOPOPIEG OXETIKA UE TA HETPO UYIEIVAG.

7.2 TuvBnRkeg ao@alolg @UAagNG, cuptrepIAaUBavOPEVWY TUXOV aoUNRIBaOTWY KATOOTACEWV

ATT0OnKeUaTE PETAEU TWV akOAouBwyv Beppuokpaaiwy: 2 éwg 8°C (35,6 €wg 46,4°F). AtrobnkeUeTal GUPQWVA PE TOUG
TOTTIKOUG KOVOVIOHOUG. ATTOBNKEUETE O€ EEXWPIOTO KAl EYKEKPIPEVO XWPO. ATTOBNKEUETAI GTOV OPXIKO TTEPIEKTN
TTPOCTATEUNEVO aTTO TNV Auean NAIOBOAR o€ aTeyve, dpoaePd Kal KAAG agpIfOUEVO PEPOG, JOKPIG aTTé acUuBaTta UAIKG
(BA. EvétnTa 10) kai Tpon kai Totd. ECaAeiwTe OAEG TIG TTNYES AVAPAEENG. AlaxwpioTe aTTé 0&EIBWTIKA UAIKA.
AlaTnpEiTE TOV TTEPIEKTN EPUNTIKA KAEIOTO KAl 0QPAYICUEVO WOATOU va gival €TOINOG TTPOG Xpron. KAeiveTe epunTiké Kai
TTOAU TTPOOEKTIKA Ta doxEia TTou £XOUV avolxTei Kal dlaTnpeiTe Ta o€ 0pBia B€on yia va atrotpaTrei diappor. Na unv
QuUAdooeTal o€ doxeia Xwpig eTiIkETa. Na xpnoipotroindei 0 KatdAANAOG TTEPIEKTNG YIa va aTToPeuxBei HOAUvon Tou
mepIBAANovTog. Acite TV Evotnta 10 yia acUpBata UAIKA TTpIvV atro 1o XEIpIopd i TN XpAon.

7.3 Eid1kA TeAIKA Xprion | Xpnoeig
ZuoTdOoEIg : Aev utdpyouv dioBéaiya oToIXEia.

Eid1kég Auoeig yia 1o : Aev umtdpyouv dlaBéaiya oToixEia.
Bropunxavikoé Topéa

TMHMA 8: 'EAegyXog TnG £€KOEONG/ATOMIKN TTPOCTACIA

O1 TAnpo@opieg aTNV VOTNTA QUTH TTEPIEXOUV YEVIKEG OUMBOUAEG Kal 0dnyieg. MapéxovTal TTAnpoopieg BAael TUTTIKWV
AVAPEVOPEVWV XPNOEWY Tou TTpoidvTog. Evdéxetal va atraitolvTal ETITTPOCOETa YETPA VIO TO XEIPIOPO AOUOKEUAOTOU
UAIKOU 1 yia GAAEG xprio€ig TTou Ba ptropolcav va auérjoouv onuavTika TNy €kBeon Twv epyalouévwy f TNV
atmeAeuBépwaon oTo TTEPIBAAAOV.

8.1 Mapdperpol eAéyxou

Opia £€kBECNG OTOUG XWPOUG Epyaaiag
Aegv gival yvwaoTr kayia TiuR ékBeang opiou.

ZUVIOTWHMEVEG B1adikacieg : Av auTd To TTPOIdV TTEPIEXEI CUCTATIKA YA Ta OTToia £XOUV OpIOTEN Opla €KBeONG,

TapakoAoubnong evOEXONEVWIG VA gival aTTApAiTNTN N TTAPAKoAOUBNON TwV aTOUWY, N TTAPAKoAoUOnan
TNG ATMOCPAIPAG OTO XWPO £pyaaiag f n BloAoyikA TTapakoAolBnon waoTe va
KOBOoPIOTEl N aTTOTEAECUATIKOTNTA TOU GUOTAUATOS AEPIOUOU Tou Xwpou A dAAa pETpa
eAEyXOU /KAl N avayKaidTnTa yia XprAon TTPOCTATEUTIKOU AVATTIVEUCTIKOU £EOTTAIOHOU.
Mpétrel va yiveTal ava@opd o€ TTPOTUTTA TTApakoAouBnaong, 6TTwg Ta akéAouba:
Eupwtraikd MpoTutro EN 689 (ATudo@aipeg aTo XWPOo epyaaias — KaBodrynaon yia
TNV agloAdynon TnNG £€kBeong HECW EI0TTVONG O€ XNUIKA PETA yIa GUYKPION PE TIUEG
opiwv ka1 oTpatnyikA uéTpnong) Eupwtraikoé MpdTtutro EN 14042 (ATHOC@AIPEG OTO
XWpPo epyaaiag — Odnyia yia TNV e@appoyr) Kai xprion d1adIKaoIwy yia TNV
agloAdynon Tng €ékBeang o€ XNUIKA Kal BioAoyika yéoa) Eupwtraikd Mpotutro EN 482
(ATHOOQAIPEG OTO XWPO epyaaciag — MeEvIKEG ATTAITATEIG yia TNV a1rédoon TwV
d1adIKaCIWV yia TN HETPNON TwV XNUIKWY péowyv) ETtriong Ba atmraitnBei avagopd o€
€0vIKa £yypaga kaBodriynong yia HeBOdOUG OXETIKA UE TOV KABOPIOUO Twv
ETTIKIVOUVWY OUCIWV.

DNEL/DMEL

Agv diaTiOsvral DNEL/DMEL.

PNEC
Aev diaTiBevtan PNEC.
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TMHMA 8: 'EAgyxog TnG €KBeong/aTopIKA TTpOOTACIA

8.2 'EAeyxo1 ékBeong

KataAAnAol pnxavikoi
éAeyxol

MéTpa aToHIKAG TIPOCTATIAg
MéTpa vyieivig

MpooTacia Twv patiwv/
TOU TTPOCWTTOU

MpooTtacia Tou 6éppaTOg
MpooTacia Twv Xepiwv

ZWHATIKA TTpooTACIO

AAAN TpOOTACiG TOU
déppartog

MpooTtacia Twv
OVATTVEUCTIKWYV 00wV

‘EAeyxoi epifaAAovTIKAG
ékBeong

: XpnoiyoTtroleite yévo e eapKA e€aepioud. EAv o1 evépyeleg Tou XproTn TTapdyouv

oKovn, avabupidoelg, agpia, arpgoug A ouixAn, xpnoigoTToInaTe TepIBAfuaTa
OlEpYaciwy, TOTTIKG eEAEPIOHUO ] GAAOUG UNXAVIKOUG EAEYXOUG WOTE N €KBECN TWV
epyalopévwy o€ aTHOOPAIPIKOUG PUTTOUG VA TTAPANEIVOUV KATW ATTo TA
OUVIOTWUEVA 1 vouoBeTnuéva opia. Or unxavikoi EAeyxol TTPETTEN ETTIONG VA
d1aTNPNBOoUV TIG CUYKEVTPWOEIG AEPiWY, ATHWY i} OKOVNG KATW atrd Ta XAUNASTEPQ
OpIa EKPNKTIKOTNTOG. XPNOIUOTIOIEITE EOTTAIOUO £EQEPICUOU TTOU TTOPEXEI
TTpooTaCia aTTo €KPNEn.

: TIAOveTe OXOAQOTIKA TA XEPIA, TOUG aVTIBPAXIOVES Kal TO TIPOCWTTO GAG YETA TO

XEIPIOPO XNUIKWYV TTPOIGVTWY, TTPIV QATE, TTPIV KATTVIOETE Kal TTPIV XPNOIJOTTOINCETE
TO XWPO TWV ATTOXWPNTNPIWYV KaBwg Kal dtav ARgel n epyacia oag. MNpémel va
XPNOIPoTToIoUVTal KATAAANAEG TEXVIKEG VIO TNV APAipETN dUVNTIKWG JOAUCHEVOU
pouxiopoU. TMAUVTE TO HOAUCHEVO POUXIOHO TTPIV OTTO TNV ETTAVOXPNOCIYOTTIOINCH TOU.
BeaiwBeite 611 KOVTG GTNV TOTTOBETIO £pyadiag Bpiokovtal aTabuoi yia TNV EKTTAUGH
TWV JOTIWV KAl VTOUG ao@aAEiag.

: [pétrel va XpnoigoTroloUvTal TIPOCTATEUTIKA YUOAIG EYKEKPIPEVOU TTPOTUTIOU

TToI0TNTAG, OTAV OTTO TNV afloAdYyNoN Twv KIVOUVWY ouvayeTal Tl KATI TETOIO €ival
QTTAPAITNTO YIa TNV aTTOQUYK €KBEONG O€ TTCIANICUA, EKVEQUWUATA, agpia rj akovn.
Eav eival duvatr n eraer, Ba TpéTTel va gopeBei n akdAoubn TTpooTacia, eKTOG Qv
N agloAdynaon uttodeikvuel uPnASTEPO Babud TTpooTacia: yuaAid ac@aAEiag e
TTAEUPIKA TTPOCTOTEUTIKA. Av Ol OUVBNKEG AsITOUupyiag TTPOKAAECOUV THV TTOPAYWYH
UYNAWY CUYKEVTPWOEWV OKOVNG, XPNOIUOTIOINATE TTPOCTATEUTIKA YUOAIA yia TN
oKovn.

: Orav xeipiCeate xNUIKG TTPOIGVTA, TTPETTEI VO QOPATE TTAVTA TTPOCTATEUTIKA YAVTIO

EYKEKPIUEVOU TTPOTUTTOU TTOU Eival AVBEKTIKA OTIG XNUIKEG OUTIEG KAl adloTTEPAOTA,
g€ TTEPITITWAON TTOU aTrd TNV agIoAGYNan Twv KIVOUVWY CUVAYETAl OTI KATI TETOIO €ival
atapaitnTo.

: H emAoyn TTPOCWITIKAG TIPOCTATEUTIKAG £EAPTNONG VIO TO CWHA TTPETTEI VA YiVETAI

avéAoya pe Tov TUTTO EPYACIAg Kal TOUG KIVOUVOUG TTOU EUTTEPIEXEL. Tnv €GPTNON
TIPETTEI VO EYKPIVEI EIBIKOG TTPIV TO XEIPIOKO auToU TOU TTPOIOVTOG.

: KardAAnAa utrodripaTa Kai TuXOv mTpoaBeTa ETpa TTpoaTaciag Tou dépuatog Ba

TPETTEl va eTTIAEXBOUV BACEI TG £pYATiag TToU TTpayUATOTTOIEITAI KAl TV KiVOUVWwY
TToU TrepIAaPBavovTal Kal Ba TTPETTEl va eyKPIBoUV atrd KATToIoV €10IKO TIPIV ATTd TO
XEIPIOUO TOU TTAPOVTOG TTPOIOVTOG.

: Me Bdaon Tov KivOuvo Kal Tnv mTeavotnTa €KBeong, ETTIAEETE Evav avaTIVEUCTAPO TTOU

Va aVTATTOKPIVETAI OTO KATAAANAO TTpOTUTIO 1) TTIoTOTToINON. O AVaTIVEUCTHPEG
TIPETTEI VO XPNOIUOTTOIOUVTAl CUPQWVA PE EVa TTPOYPANKO TTPOCTACIOG TNG
QAvATIVOrG, WAOTE Va BIaC@ANIOTE N KATAAANAN TTPOCAPUOYA, KATAPTION Kal GAAEG
ONUAVTIKEG TITUXEG TNG XPHoNG.

: O1 ekTouTTéG a1Td TO GUCTNUA AEPIOUOU 1) ToV EOTTAIOUO BIEPYATIWV TNG Epyaaiag

TIPETTEI VO EAEyXOVTAI YIA VO BIac@AAIOTEl 6Tl TTANPOoUVTAl OI ATTAITACEIG TNG
TTEPIBAAAOVTIKAG VOUOOETIOG. € OPIOUEVES TTEPITITWOEIG, UTTOPEI va ival
QTTaPAiTNTOI HNXAVICWOI KaBapIouoU Tou aépa atrd Ta KATTVaépIa, QIATpa N
KOTAOKEUQOTIKEG TPOTTOTTOINCEIG OTOV £EOTTAICUO BIEPYOTIWV TNG EPYATiag, WOTE va
MEIWBOUV Ol EKTTOUTTEG KAl va £TTITEUXB0UV aTTOdEKTA ETTITTEDQ.

Hpepopunvia ékdoong/
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TMHMA 9: Quoikég Kal

XNMIKEG 1010TNTEG

9.1 Z1oixeia yia TIG BAOIKEG QUOIKEG KAl XNMIKEG 1810TNTEG

Own
duoikn kaTdoTaon
Xpwua
Oopn
Opi0 ooung
pH
Znueio TASewg/onpueio TASewg
ApxIk6 onpeio {éoewg Kal
mepIoxn (EoEwg
Znueio avag@Aeéng
TaxutnTa e€aTHIONG
Ava@AegipoTnTa

Avwtepn/xaunAoTepn
ava@AegipoéTNTA N 6pIA
EKPNKTIKOTNTOG

Migon atpwyv

MukvéTnTa ATHWV

ZXETIKA TTUKVOTNTA
AlgAuToTNTA (S1I0AUTOTNTEG)
2uvTeAEOTAG KATAVOUAG: N-
OKTOVOAN/vepod
OepoKpATia aUTOAVAPAEENS
O¢epuokpacia atroouvleong
IEwdeg

EkpnKTIKEG 1810TNTEG
OCe1IBWTIKEG 1810TNTEG

9.2 AAAeg TTAnpo@oOpieg
Remarks Physical data (All
ingredients)

1 2ZTePE0. [ZKOVN. (Auo@iAiwua)]

1 Avoixté KiTpivo

: Aoopog.

: Aev uttdpyouv dloBEaiya oToIXEIa.
. Aev uttdpyouv diaBéaiya oToIxEia.
: Aev uttdpyouv dlaBéoiua oToIxEia.
: Aev uttdpyouv diaBéaiya oToIxeia.

: Aev ioyUel.
: Aev uttdpyouv dlaBéaiya oToIxEia.
: Evdéxetal va gival eUkauoTo o€ uywnAr Bepuokpaaia.

Ortav ekTiBeTal € UYPNAEG BepoKpaaieg evOEXETAI va TTAPAYE! ETTIKIVOUVA
TTPOIGVTa aTTO0UVOEDNG.

: Aev uttdpyouv dlaBéaiya oToixeia.

: Aev umtdpyouv dlaBéaiya oToixEia.
: Aev utdpyouv dioBéaiya oToIxEia.
: Aev umtdpyouv dlaBéaiya oTolxeia.
: Aev uttdpyouv dlaBéaiua oToIxEia.
: Agv utrdpyouv dlaBéoipa oToIxEia.

: Aev 1oxUEl.

: Agv uttdpyouv dlaBéoipa oToIxEia.
: Aev uttdpyouv dlaBéaiua oToIXEia.
1 Agv utrdpyouv dlaBéoipa oToIxEia.
: Aev uttdpyouv dlaBéaiua oToIXEia.

: AvaoucTtauévo didAupa pe pH: 6,5-7,5

TMHMA 10: Z'raeapom'ra Kal avTIdpaocTIKOTNTA

10.1 AvTiISpaoTIKOTNTA

10.2 XnUIKA oTaBegpbTNTA

10.3 MBavéTnTa
EMIKIVOUVWYV avTIdSpdoewv

: a 1o TTapdv TTPOoIdV ) Ta cuaTaTIKG Tou OeV UTTAPXOUV dlabéaiya eI0IkG dedouéva

QOKIPWV TTOU OXETICOVTAI UE TNV AVTIOPACTIKOTNTA.

: To poidv eival oTabepo.

;Y16 KavovikéG OUVONKEG aTToBrKeUaNG Kal XpAong, €V TTPOKUTITOUV ETTIKIVOUVEG

avTIdPAOEIG.
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TMHMA 10: Z'raespom'ra Kal avTIdpaocTIKOTNTA

10.4 ZuvBnikeg TTpoOg : Na atmmogeuyetail n dnuioupyia okOvnNg KAt 1o XEIPIOUO KA VO aTToQEeUYOVTal OAEG Ol

aTTOPUYRV €v OUVAUEl TTNYES avAPAEENG (oTTIvBrpag 1 @AGYa). MAPTE TTPOPUAAKTIKA PETPA KATA
TWV NAEKTPOOTATIKWYV EKPOPTIOEWV. [a va atro@UyeTe TNV TTPOKANCN TTUPKAYIAS A
€KPNENG, aTTAyETE TO OTATIKO NAEKTPIGNO TTOU CUCCWPEUETAI KATA TN JETAPOPA, UE
YEiwon Kal GUVEVWON TWV TTEPIEKTWV Kal TOU €EOTTAICUOU TTPIV ATTO T JETAQOPA TOU
UAIKoU. Eptrodiete TN oucowpeucn okKovng.

10.5 Mn cupBatd uAikd : AvTISpaoTIKO ) pun oupBaTtd pe T TTOPAKATW UAIKG:
0CEIdWTIKA UAIKG

10.6 Emikivduva TpoiévTa : Kdatw o116 KavoviKEG ouvBnKeg aTroBrKeUaNG Kal xprong, 0ev Ba TTpETTEl va
atmroouvleong TTapaxBouv emkivouva TTPoidvTa ammoouvOeong.

TMHMA 11: ToikoAoyIkég TTANpo@opieg

11.1 NMAnpo@opieg yia TIG TO{IKOAOYIKEG ETTITITWOEIG
O¢cia To&IKOTNTA

Agv UTTAPYXOUV YVWOTEG GNUAVTIKEG ETTIOPACEIS i KPiTIOI Kivouvol.

ExTiyoeig ogiag 10§IkéTNTA
Agev uttdpyouv dIaBETIPa aToIXEia.

EpeBiopodg/AidBpwon

Agv UTTdpyOoUV YVWOTEG ONUAVTIKEG ETTIOPACEIS i Kpialyol Kivduvol.

EvaioOnTotmroinon
Zuptrépaopal/lepiAnyn : Aev uttdpyouv dlaBéaiua aToIXEia.

MeTOAAOKTIKOTNTA

Zuptrépaopal/lepiAnyn : Aev uttdpyouv dlaBéaiua aToIXEia.
Kapkivoyéveon

Zuutrépaocpal/lepiAnyn : Aev umtdpyouv dlaBéaiya oToixEia.
To&IkéTNTA YId TRV AVATTOPAYWYI]

Zuutrépaocual/lepiAnyn : Aev umtdpyouv dlaBéaiya oToIxEia.
Auvauiké TepaToyéveong

Zuutrépaocual/llepiAnyn : Aev umtdpyouv dlaBéaiya oToIxEia.

STOT-epdmas ékBeon

Aev uttdpyouv dlaBéaiua oToIXEIa.

STOT-smraveiAnuuévn ékBeon
Aev uttdpyouv dlaBéaiua oToIXEIa.

To&ikéTnTa avappdéenc
Agv uttdpyouv dlaBéaiua oToIXEia.

MAnpogopieg yia milavég : Aev uttdpyouv dlaBéoiua oToIxEia.
0d0Ug ékBeong

AuvnTikéc oéciec emIOPAOEIC OTNV UYEIQ

Etra@n pe Ta ydatia 1 H ékBeon o€ ATHOOQPAIPIKEG CUYKEVTPWOEIG TTAVW ATTO TA VOUOBETNHEVA N
OUVIOTWHEVA OpIa £€KBEONG EVOEXETAI VO TTPOKAAETEI EPEBICUS OTA PATIAL
Aid TnG €10TTVORG : H ékBeon o€ ATHOOYAIPIKEG CUYKEVTPWOEIG TTAVW ATTO TA VOUOBETNHEVA N

OUVIOTWHEVA OpIa £KBeaNG eVOEXETAI Va TTPOKAAETEl EpeOIOUS aTN pUTH, TO Adpuyya
KOl TOUG TTVEUIOVEG.
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TMHMA 11: To§ikoAoyIKEG TTANPOPOPIES

Etraen pe 1o dépua 1 Agv UTTApYOUV YVWOTEG ONUAVTIKEG ETTIOPACEIS A KPiTIoI Kivouvol.
Katdrmroon : Aev UTTAPXOUV YVWOTEG ONUAVTIKEG ETTIOPACEIS 1 KPioIWoI KivOuvol.
ZUUTITWHATA TTOU OXETICOVTAI PE TA QUOIKG 1KG KOl TOSIKOAOYIKG XOPAKTNPIOTIKA

Emrae@n pe Ta ydartia 1 MeTagU Twv emBAABUWV CUPTITWHATWY EVOEXETAI Va gival Ta akOAouba:
epebIodg
KOKKivVIoua

A1d TnG €10TTVONG : MeTa€l Twv emBAABWY CUPTITWUATWY EVOEXETAI Va gival Ta akOAouBa:
€peOIOPGG TNG AVATIVEUCTIKAG 060U
Brxag

Emraen pe To dépua : Aev uttdpyouv 18Ika dedopéva.

Katdtroon 1 Agv uttdpyouv €10IKA dedopEva.

Bpaxumrpé8soun ékBeon

MOBavég dueoeg : Aev uttdpyouv dlaBéaiya oToIxEia.
EmMdpaoelg
MOBavég kaBuoTepnuéveg : Aev uttdpyouv dloBEoipa oToIxEia.
EmMBpaoelg
Makpomrp60soun £€kBson
Moéavég dueoeg : Aev umtdpyouv dlaBéaiya oToIxEia.
emidpdoeig
MOlavég kaBuoTepnuéveg : Aev uttdpyouv dlaBéoipa oToIxEia.
emidpdoeig
Auvnrikég xpovieg emMISPAOEIS OTNV UYEia
Zuutrépaocpal/lepiAnyn : Aev umtdpyouv dlaBEaiya oToIxEia.
Fevika : H emavelAnuuévn N TapateTapévn €I0TTVOR OKOVNG EVOEXETAI VA 0dNYAOEl € XPOVIO
AVOTTVEUOTIKO £peBIOUO.
Kapkivoyéveon 1 Agv UTTAPYOUV YVWOTEG ONUAVTIKEG ETTIOPACEIS A Kpialyol Kivouvol.
MeTaAAOGKTIKOTNTO : Aev UTTAPXOUV YVWOTEG ONUAVTIKEG ETTIOPACEIS ) KPioIWOoI KivOuvol.
Auvapiké Tepatoyéveong @ Agv UTTAPYXOUV YVWOTEG ONUAVTIKEG ETTIOPACEIS | Kpialpol Kivduvol.
EmmrTwosig Katd Tnv 1 Aev UTTAPXOUV YVWOTEG ONUAVTIKES ETTIOPACEIS | KPioIWOoI KivOuvol.
avarmTugn
EmmTwosig otn 1 Agv UTTApPYOUV YVWOTEG ONUAVTIKEG ETTIOPACEIS A KPiaIol Kivouvol.

yoviuotnta

AMAAeg TTAnpo@opieg : Agv uttdpyouv dlaBéoipa oToIxEia.

TMHMA 12: OikoAoyIKEG TTANPOYOpPIES

12.1 ToikéTNTO
Zuptrépaocpa/MepiAnyn : Aev uttdpyouv dlaBéoiua oToIxEia.

12.2 AvOeKTIKOTNTA KOl IKAVOTNTA ATTOdOUNCNG
Zuptrépaopa/lepiAnyn 1 Agv uttdpyouv dlaBéaiua aToIXEia.

12.3 AuvaréTnta BlocucowpEUonGg
Agv uttdpyouv dlaBEaiua oToIXEIa.
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TMHMA 12: Oi1koAoyIKEG TTANpO@OpPiEg

12.4 KivnTIKOTNTA OTO £50¢QOG

ZuvteAeoTg Katavopunig : Aev uttdpyouv dlaBéaiya oToIxEia.
Eddg@oug/Nepou (Koc)

Kivntikétnta : Aev uttdpyouv dlaBéoiua oToIxEia.

12.5 AmroteAéopara TnG agioAdynong ABT kai aAaB

ABT : Aev ioxUel.

aAaB : Aev ioyUel.
12.6 AAAeG apvNTIKEG 1 Agv UTTAPYOUV YVWOTEG ONUAVTIKEG ETTIOPACEIG A KPioIUol Kivouvol.
ETMITTWOEIG

TMHMA 13: ZToixeia oXeTIKG pe Tn d1dBeon

O1 TTAnpoQopieg aTNV VOTNTA QUTH TTEPIEXOUV YEVIKEG CUUBOUAEG Kal 0dnyieg. Oa TTpéTTel va oUPPBoUAEUeaTe TN AioTa

Twv MNpoodiopifduevwv Xprioewv otnv Evétnta 1 yia ommoladATToTE €18IKA yIa TNV Xprion TTAnpogopia TTapéxeTal oTo(a)

Zevapio(a) ‘EkBeang.

13.1 M€60odo1 Siaxeipiong ammoARTWYV

Mpoiév
Mé@odoi1 diaBsong : H mmapaywynh ammoBAATWY TTPETTEI VA OTTOPEUYETAI i} VO EAQXIGTOTIOIEITAI OTAV €ival

duvard. H amdBeon autol Tou TTPoidVToG, TWV SIGAUPATWY KAl OTTOIWVORTIOTE
TTAPATTPOIOVTWY TTPETTEI TTAVTA VA TNEEI TIG ATTAITACEIG TNG VOuoBeaiag Trepi
TTpooTaoiag Tou TEPIBAAAOVTOG Kal aTTdBe0NnG aTTOBAATWY KABWG Kal TIG ATTAITHOEIG
TNG €KAOTOTE TOTTIKAG ApPXNG. To TTAEdVaTHa TTPOIOVTWY KABWGE Kal Ta N
QAVAKUKAWOIPA TTPOIGVTA TTPETTEI VO ATTOTIOEVTAI XPNOIUOTTOIWVTOG EPYOAGO
amméBeang KaTaAoiTTwy TTou dIaBETel avaAoyn adela. Ta amépAnTa dev Ba TTPETTEl va
d1aTiBevTal Pn €TTEEEPYACUEVA OTOV UTTOVOUO EKTOG £GV CUPPOP@PWVOVTAl TTAAPWG PE
TIG ATTAITAOEIS OAWYV TWV APXWV EVTOGS TNG OIKAI0d0aiag)\.

Emikivouva amépAnTa 1 Z0Powva PE TIG TTAPOUOEG YVWOEIG TOU TTPOUNBEUTH, TO TTPoIdV autd dev BewpeiTal
€TMKivOUvo atméANnTo, OTTWG TTPoRAETTETAN atrd TNV Odnyia 2008/98/EK tng E.E.

Zuokeuaoia
Mé@odo1 diaBsong : H mmapaywyn ammoBARTWY TTPETTEI va aTTOPEUYETAI i} VO EAQXICTOTIOIEITAI OTAV €ival
duvard. O1 cuokeuaaoieg atroBAATWY Ba TTPETTEI va avakKukKAwvovTal. H amotégpwon
1l N UYEIOVOMIKA Ta@ Ba TTPETTEl va EAETWVTAI JOVO OTAV N avaKUKAwGoN Ogv givai
EQIKTA.
Ei131kég rpo@uAdielg : To UAIKG Kai o TTEPIEKTNG ToU TTPETTEN va OlaTeBei e ao@aAn TpotTo. Ol kevoi

TTEPIEKTEG 1) O1 ETTEVOUCTEIG VOEXETAI VA BIATNPOUV OPICUEVA KATAAOITTA TWV
TTPOIOVTWY. ATTOQEUYETAI TO OKOPTTIOHA XUNEVOU UAIKOU, N aTTOPPOr) KAl ETTOQPN UE
XWHA, udaTaywYOoUs, CWANVES ATTOXETEUOEWG KAl UTTOVOUOUG.

TMHMA 14: MNMAnpo@opieg OXETIKA UE TN METAPOPA

ADR/RID ADN IMDG IATA
14.1 Ap1Bu6g OHE | Agv uttokeital o€ Agv uttékeITal o€ Agv utrékelTal o€ Agv utrékelTal o€
Kavoviouo. Kavoviouo. KAVOVIOUO. KQvoVvIouO.
14.2 Oikeia - - - -
ovopaoia
atmrooToAng OHE
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TMHMA 14: NMAnpo@opisg OXETIKA JE TN HETAPOPA

14.3 Tagn/-1g
KIv3Uvou KaTd Tn
HETAQOPG

14.4 Opdda - - - -
OUOKeUAOiag

14.5 Ap. Ap. Ap. Ap.
MepiBaAAovTikoi
Kivduvol

14.6 E1di1kég TTpo@uUAdGgelg : MeTa@opd EVvTOg TWV EYKATACTACEWYV TOU XPROTN: MeTagépeTe TTAVTA KAEIOTA

yla Tov XpAoTn doxeia, Ta otroia va gival 6pBia kal ac@aAiopéva. E¢aceaiioTte 611 T dToPA TTOU
METAPEPOUV TO TTPOIGV YVWPICOUV TI TTPETTEI VA KAVOUV G€ TTEPITITWAON ATUXMAMOTOG A
dIapponG.

TMHMA 15: Z1oIX€ia VOMOBETIKOU XUPOAKTAPO

15.1 Kavoviopoilvopofeoia oXeTIKG e TNV ao@AALIa, TV UyEia Kal To TTEPIBAAAOV yia TNV oudia 1) TO HEiypa
Kavoviouécg EE (EK) Ap. 1907/2006 (REACH

Napdptnua XIV — AioTa OUCIWYV TIOU UTTOKEIVTAI O€ £YKPION

Napdptnua XIV
Kavéva atré 1a gToixeia dev mapatideTal.

Ougigg TTou TTpokaAouv oAU peydAn avnouyia
Kavéva atrd 1a oToixeia dev TapaTtieTal.
Mapdptnua XVII — : Aev ioxUel.
Meplopiopoi oTnv
Tapaywyn, otn di1d0son
oTnVv ayopd Kal Tn XPAon
OPICUEVWYV ETTIKIVOUVWYV
OUCIWYV, HEIYMATWYV Kal
OVTIKEIMEVWV

Noitroi kavoviouoi EE
Ougigg Trou e€acBevifouv 10 6Zov (1005/2009/EE)

Aegv gival KaTayeypaupévo.

Aiadikaoia guvaiveo £1d amd evnuépwon (EME) (649/2012/EE
Aev gival kaTayeypaupévo.

Odnyia Seveso
AuTo TO TTPOIdYV dev eAEyxeTal cUPPWva Pe Tnv Odnyia Seveso.

EOvikoi kavoviouoi

Kavoviouég yia Ta : Aev ioxUel.
BrokTéva
Kwdikag MAL Agv 1oxUEl.
AigBveic Kavoviopoi
Xnuikég ougisg mpoypdupuartog |, Il & Il Tng AioTag Tng ocuuBac 10 TO IKG 6TTAQ

Aev gival katayeypappévo.

Npwt6koAAo MovTpeal (MapaptAuata A, B. C. E
Aev gival KaTtayeypaupévo.
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TMHMA 15: ZToIX€ia VOMOBETIKOU XUPOAKTAP

ZuuBaon 1
Aev gival kaTayeypappévo.

2TOKYOA 10 €

OVOUG OpYaVIKOUC pUTTOU

Agv gival KaTtayeypappévo.

NpwtékoAAo UNECE Aarhus

Agv gival KaTtayeypappévo.

KardAoyog amoypa®ng
AuoTpalia

Kavaddg
Kiva
Eupwrn
laTrwvia

MaAaicia

Néa ZnAavdia
PIATTITiVEG
Anpokpartia Tng Kopéag
TaiBav

TaiAdvdn

Toupkia

Hvwpéveg MoAiTeieg
BieTvdp

10 TIC ouaiec POPs kai Ta Bapid péTaAAa

: OAa 10 cuoTaTika TrapatiBevral f) EaipouvTal.
: OAa 1a ouoTaTikG TTapatiBevral rj e€aipouvral.
: OAa 1o cuoTatika TrapatiBevral f) EaipouvTal.
: OAa 1a ouoTaTikG TTapaTiBevTal rj e€aipouvral.

: Amroypaen latrwviag (ENCS - Ypiotdpeveg kai Néeg Xnuikég Ouaoigg): OAa ta
ouaTaTiKA TTopaTiBevTal ) eaipouvTal.
Atroypagn lamrwviag (ISHL): Aev rpoadiopideTal.

: OAa 1o ouoTaTIKG TTOpaTiBevTal rj e§aipouvtal.
: OAa 1a ouoTaTikG TTapatiBevral rj e€aipouvral.
: OAa 1a ouoTaTIKG TTOpaTiBevTal rj e§aipouvtal.
: OAa 1a ouoTaTikG TTapaTiBevral rj e€aipouvral.
: OAa 1a ouoTaTikG TTapaTiOevTal rj e€aipouvral.
1 Agv TTpoodiopideTal.
: Aev TpocdlopileTal.
: OAa 1a ouoTaTIkG TTOpaTiBevTal rj e§aipouvtal.
: Aev TpocdlopileTal.

: To TTpoidv auTO TTEPIEXEI OUCTIEG YIA TIG OTTOIEG AKOUN aTTaITouvTal aloAOYRCEIg
XNMUIKAG ao@AAEIag.

15.2 A€IoAdynon XnUIKAG
aC@AAEINg

TMHMA 16: AAAeg TTANpoO@oOpiEG

Zx6A1a avaBswpnong : Néo AeAtio dedopévwv aag@aleiag uhikol (MSDS).

V' YTrodeikvuel oToixeia TTou £xouv HETABANBEl atré TrponyoUuevn ékdoon.
ZuvTOoHOYpPOQiEg Kal
OPKTIKOAESA

: ATE = YmroAoyiouég ogeiag TogIkdTnTag
CLP = Kavoviopog Tagivounaong, €Tmonfiuavong Kal cuokeuaaoiag [Kavoviouog (EK) utr
" apiB. 1272/2008]
DMEL = lMNapdaywyo emitTedo Ye EAAXIOTEG ETTITITWAOEIG
DNEL = MNapdywyo emmitTedo Xwpig ETITITWOEIG
AfAwon EUH = AfAwaon kivduvou €161k Tou CLP
ABT = AvBekTIKG, Blooucowpelaiua Kal ToEIKA
PNEC = NpoBAeTTOEVN CUYKEVTPWON XWPIG ETITITWOEIG
RRN = ApiBuo6g karayxwpiong REACH
aAaB = dkpwg AvBekTIKA Kal AKpwgs Bioouoowpeuaipya

wva ue Tov Kavovioué (EK) Ap.

CLP/GHS]

Tagivounon AimioAédynon

Aev Tagivopeital.

MAAPEG KeinEVO OUVTETUNPEVWY SnAwoswyv H
Agv 1oxUEl.
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TMHMA 16: AAAeg TTANpOPOPpPIES

MNANnpeg keiyevo Tagivounoswyv [CLP/GHS

Aev 10XUEl.

Hpepopnvia ekTUTTWONG : 03/12/2018
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‘Exkdoon 1

Eidotmroinon yia Tov avayvwaoTn

A6 600 yvwpifoupe, ol TTANPOPOPIEG TTOU TTEPIEXOVTAI OTO TTAPOV gival akpiBeis. QoTd6C0, 0UTE 0 AVWTEPW
AVa@PEPOPUEVOG TTPONNOEUTAG OUTE OTTOIOBATIOTE ATTO TIG BUYATPIKEG TOU £TaIPEiEg Sev avaAauBdvouv
otroladnroTe £uBUVN yia TNV akpifeia f TNV TTANPOTNTA TWV TTANPOPOPIWYV TTOU TTEPIEXOVTAI GTO TTAPOV.

O TeAIKOG TTPOGBIOPIOUOG TG KATAAANASTNTAG OTTOI0UBATTOTE UAIKOU aTTOTEAEI ATTOKAEIOTIKA €UBUVN TOU
XPAOTN. OAa Ta UAIKA evBEXETAI VO TTAPOUCIAJOUV AYVWOTOUG KIVOUVOUG KAl TTPETTEI VO XPNOIHOTTOIOUVTAl JE
mpoooxn. MapoTi opicuévol Kivouvol TTepIypa@ovTal GTO TTAPOV, BEV HTTOPOUME VA £yyunBoUE OTI auToi gival
ol govadikoi Kivduvol TTou UTTApXOouV.
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